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2. 
3. 



a. 



Bei diesenn Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
international vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder qemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

(an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 1 0 Blatter; dabei handelt es sich um 

Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde Negen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeidung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

(nuran das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derydes elektronischen 
Datentrager(s) angeben) , derAiie ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt' 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



□ 



b. □ 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 



&4 


Feld Nr. 


I 




Feld Nr. 


II 


□ 


Feld Nr. 


III 


□ 


Feld Nr. 


IV 




Feld Nr. 


V 


□ 


Feld Nr. 


VI 


□ 


Feld Nr. 


VII 


□ 


Feld Nr. 


VIII 



Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeidung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeidung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/01 0923 



Feld Nr. 1 Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentiichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

• 1r22 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-35 eingegangen am 09.07.2005 mit Schreiben vom 08.07.2005 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft , konnen einige oder alle di Utter mit der Bemerkung 

"ersetzt" versehen we r den . 



Zeichnungen, Blatter 



1/5-5/5 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 



Formblatt PCT/1 PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/D10923 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1-23 

Nein: Anspruche 24-35 

Ja: Anspruche 1-35 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche: 1-35 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



V I 



Formblatt PCTVIPEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/010923 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US 2002/001 604 A1 (YAZAWA TAKAKO ET AL) 3. Januar 2002 (2002-01 -03) 
D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 19, 5. Juni 2001 (2001-06-05) 

-& JP 2001 048595 A (INAX CORP), 20. Februar 2001 (2001-02-20) 
D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1996, Nr. 12, 26. Dezembe'r 1 996 (1996- 

12-26) -& JP 08 217492 A (SHINKO PANTEC CO LTD), 27. August 1996 

(1996-08-27) 

D4: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1999, Nr. 08, 30. Juni 1999 (1999-06- 

30) -& JP 1 1 060277 A (NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD), 2. Marz 1999 
(1999-03-02) 

D5: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 01,31. Januar 2000 (2000-01 - 

31) -& JP 1 1 278866 A (NIHON YAMAMURA GLASS CO LTD), 12. Oktober 
1999 (1999-10-12) 

D6: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1995, Nr. 05, 30. Juni 1995 (1995-06- 
30) -& JP 07 048142 A (NIPPON SHEET GLASS CO LTD), 21 . Februar 1995 
(1995-02-21) 

D1 1 : WO 03/01 8495 A1 (SCHOTT GLAS; CARL-ZEISS-STIFFUNG TRADING 

AS SCHOTT GLAS; CARL-ZEISS-ST) 6. Marz 2003 (2003-03-06) 
D1 2: DE 1 00 1 7 701 A1 (SCHOTT GLAS) 25. Oktober 2001 (2001 -1 0-25) 
D1 3: EP-A-1 1 70 264 (SCHOTT GLAS) 9. Januar 2002 (2002-01 -09) 
D14: EP-A-0 220 333 (SCHOTT GLASWERKE; CARL-ZEISS-STiFTUNG) 6. 

Mai 1987 (1987-05-06) 
D1 5: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1 998, Nr. 1 1 , 30. September 1 998 

(1998-09-30) -& JP 10 158037 A (AS AH I GLASS CO LTD), 16. Juni 1998 

(1 998-06-1 6) 

D1 6: EP-A-1 270 527 (INAX CORPORATION) 2. Januar 2003 (2003-01 -02) 
D1 7: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 1 6, 8. Mai 2001 (2001- 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/0 10923 

05- 08) -& JP 2001 026466 A (NIPPON SHEET GLASS CO LTD), 30. 
Januar2001 (2001-01-30) 

D18: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 05, 14. September 2000 

(2000-09-14) -& JP 2000 053451 A (SUMITOMO OSAKA CEMENT CO 

LTD), 22. Februar 2000 (2000-02-22) 
D1 9: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 02, 29. Februar 2000 

(2000-02-29) -& JP 1 1 319042 A (SASAKI GLASS CO LTD), 24. 

November 1 999 (1 999-1 1 -24) 
D20: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1 998, Nr. 08, 30. Juni 1 998 (1 998- 

06- 30) -& JP 10 059788 A (TOKYO YOGYO CO LTD; TOYO TEKUNIKA 
KK), 3. Marz 1998 (1998-03-03) 

Die Erfindung beansprucht Glas- bzw. Glaskeramikpulver mit antimikrobiellen 
Eigenschaften. Als einziges der oben angefuhrten Dokumente betrifft der Stand der 
Technik gemaB D20 ausweislich ebenfalls ein Glaskeramikpulver mit antimikrobiellen 
Eigenschaften. 

Dokumente D1 bis D6 und D1 1 bis D19 liefern keine Hinweise, wie man ein 
antimikrobielles Pulver herstellt. 

Der Stand der Technik gemaB Druckschrift D20 trifft nach wie vor den Gegenstand nach 
den Anspruchen 24 bis 35 neuheitschadlich, lediglich weil diese nicht auf die in den 
vorhergehenden Anspruchen definierten Glaskeramiken bezug nehmen, denn Druckschrift 
D20 schweigt zur Zusammensetzung der Glaskeramik. Fur die Herstellung antimikrobieller 
Glaskeramikpulver bestimmter Zusammensetzung gibt es in der Druckschrift D20 keinen 
Hinweis. 
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Patentanspruche 



1 . Wasserunlosliches Silikatglaspulver, wobei das Silikatglaspulver 

Glaspartikel mit nachfolgender Zusammensetzung in Gew.-% auf Oxidbasis 
5 aufweist: 



SiO a 


20- 


80 


Na z O 


5- 


30 


K 2 0 


0- 


5 


p 2 o 5 


0- 


15 


B 2 0 3 


0- 


10 


CaO 


4- 


30 


MgO 


0- 


8 


Al 2 0 3 


0- 


7 


Fe 2 0 3 


0- 


2 



sowie ubliche Lautermittel in ublichen Mengen, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Glaspartikel wenigstens eine der nachfolgenden Komponenten 

ZnO 

AgO 

CuO 

Ce0 2 

GeO a 

Te0 2 

enthalten, wobei diese Komponenten in den oberflachennahen Bereichen 
der Glaspartikel angereichert sind. 

Wasserunlosliches, antimikrobielles Silikatglaspulver gemaB Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass die oberflachennahen Bereiche die 
Komponenten in einer Konzentration > 100 ppm und < 8 Gew.-% enthalten. 
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3. Wasserunlosliches antimikrobielles Silikatglaspulver gemaB einem der 

Anspruche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung in 
Gew.-% auf Oxidbasis aufweist: 



Si0 2 38 - 65 

Na 2 0 10-30 

P 2 O s 4-15 

B 2 0 3 0-3 

CaO 10-30 



Wasserunlosliches antimikrobielles Silikatglaspulver gemaB einem der 
Anspruche 1 bis 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Zusammensetzung in Gew.-% auf Oxidbasis aufweist: 



Si0 2 50 - 80 

AI 2 O a 0- 1 

CaO 4-15 

MgO 0- 8 

Fe 2 0 3 0- 2 

Na a O 5 - 20 

K a O 0-2 



Wasserunlosliches, antimikrobielles Silikatglaspulver gemaB einem der 
Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die GroBe der Partikel 
des Glaspulvers < 100>t/m, < 50 //m, < 20 jjm, vorzugsweise < 5jjm, 
besonders bevorzugt < 2 //m ist. 

Wasserunlosliches, antimikrobielles Silikatglaspulver nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass Partikel mit einer GroBe < 5 //m durch Attrio- 
Mahlung des Glases in Wasser erhalten werden konnen. 

Verfahren zur Herstellung von wasserunloslichen antimikrobiellen 
Silikatglaspulvern umfassend die nachfolgenden Schritte: 



GEAENDERTES BLATT 
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3 

ein Silikatglas mit nachfolgender Zusammensetzung in Gew.-% auf 
Oxidbasis: 



SiO z 


20- 


80 


Na z O 


5- 


30 


K 2 0 


0- 


5 


P 2 O s 


0- 


15 


B 2 0 3 


0- 


10 


CaO 


4- 


30 


MgO 


0- 


8 


Al 2 0 3 


0- 


7 


Fe 2 0 3 


0- 


2 



sowie ubliche Lautermittel in ublichen Mengen wird erschmolzen, 

danach wird das Silikatglas zu Glaspartikeln zerkleinert, 

die Giaspartikel werden mit einer oder mehrerer der nachfolgenden lonen 

Zn 
Ag 
Cu 
Ce 
Ge 
Te 

durch einen oder mehrere nachfolgende Verfahrensschritte 
lonenaustausch in Salzbadem 

Aufbringen von metallhaltigen Losungen und Suspensionen 
Einbrennen von salzhaltigen Pasten 
antimikrobiell ausgerustet. 

Einbrennen von metallhaltigen Losungen und Suspensionen 
Zerkleinern des Silikatglases zu Glaspartikeln in metallhaltigen, 
insbesondere wassrigen Losungen und Suspensionen 
antimikrobiell ausgerustet. 

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
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4 

die in den Schmelzen, Losungen und Suspensionen enthaltenen 
Zusammensetzungen, die Trager von Ag, Zn Oder Cu sind, eine Oder 
mehrere der nachfolgenden Verbindungen umfassen: 

Ag-Chlorid 
Ag-Nitrat 
Ag-Oxid 
Ag 

Ag-organische Verbindungen 

Ag-anorganische Verbindungen 

Cu-Oxid 

2n-Oxid 

Zn-Nitrat 

Zn-Chlorid 

Cu-, Zn-organische Verbindungen 
Cu-, Zn-anorganische Verbindungen 

sowie samtliche andere Verbindungen, umfassend insbesondere alle Salze 
von antimikrobiell wirksamen lonen, wie z. B. Ag, Cu, Zn, Sn, die bei 
Raumtemperatur bzw. bis zur Temperatur der Temperung Oder in der 
aufgebrachten Losung bzw. Suspension stabil sind. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder 
mehrere der nachfolgenden lonen Zn, Ag, Cu, Ce, Ge, in den 
oberflachennahen Bereichen der Glaspartikel angereichert sind. 

10. Verfahren gemaB einem der Anspruche 8 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die GroBe der Glaspartikel des Glaspulvers < 100 jt/m, < 50 jjm, < 
20 pm, vorzugsweise < 5 pm, besonders bevorzugt < 2 jjm ist. 

1 1 . Verwendung von Glaspulvern mit antimikrobieller Glasoberflache hergestellt 
nach einem Verfahren gema!3 Anspruch 8 bis 10 im Lebensmittelbereich. 



EP 04765709 

•* n * 
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10 15. 
16. 

15 

17. 
18. 

20 

19. 

25 



5 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 8 bis 1 0 im Haushalt. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 8 bis 10 in Pharmazie und Biotechnologie. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 8 bis 1 0 im Bereich der Pflege. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 8 bis 10 im Bereich der Displays. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 8 bis 1 0 im Bereich der Medizintechnik. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 8 bis 10 im Bereich von Krankenhausern und Praxen. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 8 bis 10 als Glasboden in Kuhlgeraten, insbesondere 
Kuhlschranken. 

Glaskeramikpulver, wobei das Glaskeramikpulver Glaskeramikpartikel 
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Glaskeramikpartikel wenigstens 
eine der nachfolgenden Komponenten 



ZnO 



Ago 
CuO 

CeO s 
Ge0 2 
TeQ 2 



5 



GEAENDERTES BLATT 




Printed: 10/08/20(35! CLMSPAMD; EP { 04765709 

P 1 641 7WO / SCHOTT AG / PCT/EP2004/01 0923 / DRS/ASO/200501 54 / 4. Jul! 2005 



6 



enthalten, wobei diese Komponenten in den oberflachennahen Bereichen der 
Glaskeramikpartikel angereichert sind, wobei die 

Ausgangsglaszusammensetzung der Glaskeramik in Gew.-% auf Oxidbasis 
5 aufweist: 



Si0 2 


55-69 


AkOi 


19-25 


P 2 0 5 


0-1,0 


Ti0 2 


1 ,0 - 5,0 


Zr0 2 


0,5 - 2,5 


Li 2 0 


3,0-4,0 


Na 2 0 


0-1,0 


K 2 0 


0-0,6 


2 Na 2 0 + K 2 0 


0,2 - 1 ,0 


MgO 


0-1,5 


CaO 


0-0,5 


SrO 


0-1,0 


BaO 


0-2,5 


Z CaO + SrO + BaO 


0,2 - 3,0 


ZnO 


1 ,0 - 2,2 



20. Glaskeramikpulver, wobei das Glaskeramikpulver Glaskeramikpartikel 

umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Glaskeramikpartikel wenigstens 
1 0 eine der nachfolgenden Komponenten 

ZnO 
AgO 
CuO 

15 . Ce0 2 

Ge0 2 
TeO a 
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enthalten, wobei diese Komponenten in den oberflachennahen Bereichen der 
Glaskeramikpartikel angereichert sind, wobei die 

Ausgangsglaszusammensetzung der Glaskeramik in Gew.-% auf Oxidbasis 
aufweist: 

5 



Si0 2 


66- 


•68 


Al 2 0 3 


19- 


-25 


TiO a 


2,0 


-3,0 


ZrO a 


1.0 


-2,5 


Li a O 


3,0 


-4,0 


Na 2 0 


0- 


1,0 


K a O 


0- 


0,6 


E Na 2 0 + K 2 0 


0,2 


-1,0 


MgO 


0- 


1,5 


CaO 


0- 


0,5 


SrO 


0- 


1,0 


BaO 


0- 


1,0 


ZnO 


0- 


2,0 



21 . Glaskeramik gemaB Anspruch 19 Oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass 
die oberflachennahen Bereiche die Komponenten in einer Konzentration > 
100 ppm und < 8 Gew.-% enthalten. 

10 

22. Giaskeramikpulver gemaB einem der Anspruche 1 9 bis 21 , dadurch 
gekennzeichnet, dass die GrdBe der Partikel des Glaskeramikpulvers < 100 
jjm, < 50 //m, < 20 //m, vorzugsweise < 5 //m, besonders bevorzugt < 2 jjm 
ist. 

15 

23. Giaskeramikpulver nach Anspruch einem der Anspruche 19 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass Partikel mit einer GroBe < 5 jjm durch Attrio-Mahlung 
des Glases in Wasser erhalten werden konnen. 

20 24. Verfahren zur Herstellung von antimikrobiellen G I aske ram i kpu I ve rn 

umfassend die nachfolgenden Schritte: 



B GEAENDERTES BLATT 



Printed: 1 0/08/2005 i CLMSPAMD EP 04765709 1 

P 16417WO / SCHOTT AG / PCT/EP2004/010923/ DRS/ASO/20050154 / 4. Jull 2005 

8 

es wird ein Ausgangsglas erschmolzen, 

danach wird das Ausgangsglas zu einer Glaskeramik keramisiert 
danach wird die Glaskeramik zu Glaskeramikpartikeln zerkleinert, 
die Glaskeramikpartikel werden mit einer Oder mehrerer der nachfolgenden 
5 lonen 



10 



Zn 

Ag 
Cu 
Ce 
Ge 
Te 



durch einen Oder mehrere nachfolgende Verfahrensschritte 
15 - lonenaustausch in Salzbadern 

Aufbringen von metallhaltigen Losungen und Suspensionen 
Einbrennen von metallhaltigen Losungen und Suspensionen 
Einbrennen von salzhaltigen Pasten 
Zerkleinem der Glaskeramik zu Glaskeramikpartikeln in 
20 metallhaltigen, insbesondere wassrigen Losungen und 

Suspensionen 
antimikrobiell ausgerustet 



25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass 
25 die in den Schmelzen, Losungen und Suspensionen enthaltenen 

Zusammensetzungen, die Trager von Ag, Zn oder Cu sind, eine oder 
mehrere der nachfolgenden Verbindungen umfassen: 



Ag-Chlorid 
30 Ag-Nitrat 

Ag-Oxid 
Ag 

Ag-organische Verbindungen 



8 
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Ag-anorganische Verbindungen 
Cu-Oxid 
Zn-Oxid 
Zn-Nitrat 
5 Zn-Chlorid 

Cu-, Zn-organische Verbindungen 
Cu~, Zn-anorganische Verbindungen 

sowie sarntliche andere Verbindungen, umfassend insbesondere alle Salze 
10 von antimikrobiell wirksamen lonen, wie z. B. Ag, Cu, Zn, Sn, die bei 

Raumtemperatur bzw. bis zur Temperatur der Temperung Oder in der 
aufgebrachten Losung bzw. Suspension stabil sind. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenhzeichnet, dass eine oder 
15 mehrere der nachfolgenden lonen Zn, Ag, Cu, Ce, Ge in den 

oberflachennahen Bereichen der Glaskeramikpartikel angereichert sind. 

27. Verfahren gemaB einem der Anspruche 24 bis 26, dadurch 
gekennzeichnet, dass die GroBe der Glaskeramikpartikel des 

20 Glaskeramikpulvers < 1 00 //m, < 50 /jm, < 20 /ym, vorzugsweise < 5 //m, 

besonders bevorzugt < 2 >um ist. 

28. Verwendung von Glaskeramikpulvern mit antimikrobieller 
Glaskeramikoberflache hergestellt nach einem Verfahren gemaB Anspruch 

25 24 bis 27 im Lebensmittelbereich. 

29. Verwendung von Glaskeramikpulvern hergestellt nach einem Verfahren 
gemaB Anspruch 24 bis 27 im Haushalt. 

30 30. Verwendung von Glaskeramikpulvern hergestellt nach einem Verfahren 

gemaB Anspruch 24 bis 27 in Pharmazie und Biotechnologie. 



GEAENDERTES BLATT 



&9lu7/20d5 



f- - 
t 



Printed: 1 0/08/2065 



CLMSPAMD; 



EP 04765709 



P 16417WO/ SCHOTT AG / PCT/EP2004/010923/ DRS/ASO/20050154 / 4. Jull 2005 



32. 

5 

33. 

10 34. 
35. 

15 
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Verwendung von Glaskeramikpulvern hergestellt nach einem Verfahren 
gemaB Anspruch 24 bis 27 im Bereich der Pflege. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 24 bis 27 im Bereich der Displays. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 24 bis 27 im Bereich der Medizintechnik. 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 24 bis 27 im Bereich von Krankenhausern und Praxen. 

« 

Verwendung von Glaspulvern hergestellt nach einem Verfahren gemaB 
Anspruch 24 bis 27 als Glasboden in Kuhlgeraten, insbesondere 
Kuhlschranken. 
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